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Vocales: Don Francisco de Berja Sanchis Gil de Avallg,
Colaborador cientifico del Museo Nacional de Ciencias Naturales
del CSIC.

Don José Cabot Nieves, Titulado supenior especializade de la
Estacion Biologica de Pofiana del CSIC.

Dofa Josefina Barreire Rodriguez, Titulada supenor especiali-
zada do! Museo Nacional de Ciencias Nawrates det CSIC.

Don Adelino Benito Perales, Tiutulade icenico especializado del
Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC.

Suplente:

Presidente: Don Vicente Areda Sasvedra, Profesor de Investiga-
cién del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC.

Vocales: Don Juan Carlos Alonso Lopez, Colaborador cientifico
det Museo Nacicnal de Ciencias Naturales del CSIC.

Don José Pablo Veiga Relea, Colaborador cientifico de la
Estacion Experimenial de Zonas Andss de Almeria del CRIC,

Don Teodoro Conde Minaya, Titulado superior especializado
del Reai Jardin Botéanico del CSIC.

Don Enrique Jiménez Roca, Titulado téenice especializade de
ia Estacién Bioldgica de Dofiana.

TRIBUNAL NUMERO 12

~ «Plante Piforo. Tecnologia de Alimentosy.
«Instalaciones Filoto para la Elghoracion de Productos Ldcteoss

Titular

Fresidente: Don Miguel Rodrige Enguidanos, Investipador
cientifico det Institute de Agroguimica y Tecnologia de Alimestos
de Valencia del CSIC.

Vocales: Don Juan Atanasio Carrasco Manzano, Colaborador
ciantifico del Institeto del Frio del CSIC

Don Francisco Javier Nieto Rodriguez-Brochero, Cotaborador
ciemifico del Instituto de Fermentaciones Industriales det CSIC.

Don Manuel Ramos Amieva, Doctor Ingenicro Agronomo.
Vicepresidente Comité Lechero.

Dion Juan Galdeano Blas, Titulado técnico especializade del
(]*n?tict?i%dc Agroguimica y Tecnologia de Alimentos de Valencia
pt .

Suplente:

. Presidente: Don José Vicente Carbonell Talén, Investigador
cientifico det Instituto de Agroquimica y Tecnologia de Alirmentos
dz Valencia del CSIC.

Voczles: DPon Alredo Pita-Romero Maertinez, Ingeniero Agro-
noma, Dircctor Escuela Nacional de Industrias Lécteas.

Dion Rafarl Pérez Pastor, Colaborador cientifico del Instituto de
Agroquimica ¥ Tecnologia de Alimentos de Valencia del CSIC.

Don Jesds Garcia Diaz, Ingeniero técnico industinal, Jefe del
Dirpantaimenio de Industnas Lacicas y Derivados de Alfa-Laval

Don Pedro Lorenzo Pérez, Titulado técnico especializado del

Institulo de Agroguimica vy Tecnologia de Alimenlos de Valencia
dei CSIC.

TRIBUNAL NUMERO 13
«Coordinador fGuarderia)»

Titular:

Fresidente: Don Alfredo Aparicio Yagie, Investigador cientifico
det Museo Nacional de Ciencias Naturales det CSIC.

Vocales: Don Teodore Conde Minaya, Titulado supenor espe-
ciaiizado del Real Jardin Botdnico dei C51C.

Dona Concepcidn Domingo Maroto, Colaboradora cientifica
del Instituto de Estructura de la Matena del CSIC.

Dofia Paloma Adeva Ramos, Colaboradora cientifica del Cen-
1ro Maciona!l de Investigaciones Metalirgicas del CSIC,

Dan Adling Benito Peraies, Titulade técnico gspecializado del
Nuseo Nacionat de Ciencias Naterates del CSIC.

Suplente:

Presidente: Don Ricardo Martingz Rodriguez, Profesor de
Investigacion del Institute «Santiago Ramdén v Cajals del CSIC.

Vocales. Don Alfredo Moreno Cebridn, Investigador cientifico
del Centro de Estudios Histéricos del CSIC.

Dona Isabel Izquierdo Mova, Titulada superior especializada
del Museo Nacional de Clencias Naturates del CSIC.

Don_Angel Moyva Valdés, Titslade técnico especializado del
Centro Nacionzl de Microelectrénica del CSIC.

Doita Pilar Lopez Gareia, Colaboradora cientifica del Centro de
Estudios Histéricos del CSIC,

ANEXO 1V

Don ... , con domicilio
-+ P ¥ coh docurnenio
nacional de identidad NUMEro ..o e, declara bajo
JuraIrento ¢ promete, a efectos de ser nombrado funcionario de fa
Escala de .o, Que TO ha sido
separado del servicio de ninguna de las Administraciones Publicas
y Gue no se halla inhabilitado para el ejercicie de funciones
publicas.

[ %1 S - [+ [

e 08 1987,

ORDEN de 25 de marzo de 1987 por la que se
convucarn pruehas selectivas para cubrir nueve plazas
de la Escala de Titulados Técnicos Esperializados del
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas por ef
sistema de promocion interna

22383

En cumplimiento de lo dispuesto en €l Real Decreto 198/1987,
de & de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo piblico
para 1987, v con el fin de atender a las necesidades de personal en
Ia Administracién Piiblica,

Este Ministerio, en uso de las compatencias que le han sido
atripvidas por e} Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre,
previo informe favorable de la Comisién Superior de Personal y
acucrdo de la Junta de Gobiemo del CSIC, resuelve convocar
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Titulados Técnicos
Especializadas de] Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
con sujecion a las siguientes

Baccs de convocataria
L. Normas generales

1.1  Se convocan pruebas selectivas pars cubnr nueve plazas
en la Escala de Titulados Técnicos Especializados del CSIC, por e}
sisterna de promocion interna, previsic en el anticulo 22 de 1a Ley
30/1584, de 2 de 2gosto, de Medidas para la Reforma de fa Funcidn
Fublica, v en el Reglamento General de Provisidn de Puestos de
Trabaio v Promocion Profesional de los Funcicnarios de la
Administracién del Estado, zprabado por Real Decreto 2617719885,
de § de diciembre.

1.2 El nimero toial de vacantes de las convocatorias general
y de promocion interna de acreso a la Escala de Titulados Técnicos
Especializados del CSIC asciende a treinta.

1.3 Leas plazas sin cubrir, reservadas 3 Ta promocidn interns,
s¢ acumularan a las del sisterma general.

E.4 A las presentes pruehas selectivas les serin aplicables la
Ley 30/1984, d¢ 2 de¢ agosto; ¢l Real Decreto 222371984, de 19 da
diciembre; et Real Decreto 261771985, de 9 de diciembre, y las
bases de csta convocatoria.

1.5 Laadjudicacion de las plazas a los aspirantcs aprobados se
efectuard en cada especialidad, de acuerdo con la suma de la
puntuacién obtenida por €stos cn jas fases de concurse y de
aposicidn.

1.6 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promocion
interna, en virted de fo dispuesto en el articulo 31.3 del Regla-
mento General de Provision de Puestos de Trabajo y Promecion
Profesional de los Funcionarios de la Administracion del Estado,
tendrin preferencia sobre el resto de los aspiranies para cubnr las
vacantes a las gue se alude en [a base 1.2,

1.7 El procedimiento de scleccion de los aspirantes constara
dz las siguientes fases:

- Concurso.
- Oposicién. )
— Periodo de pricucas.

1.8 En la fase de concurso, que no tendrd cardcter eliminato-
rin, se valorard la antigiedad del funcionario en la Esczls a la que
perienezca hasta un maxima de 10 punies, teniéndose en cuenia a
estos efectos los servicios efectivos prestados hasta la facha de
terminacién del plazo de presentacion de instancias, asignéndose a
cada ailo completo de servicios efectivos ung puntuacidn de 0,4
puntos, hasia ¢l limile maximo expuesto,

Asimismo, se valorara su hisionial prefesional en la Administra-
cién Publica y los cursos de formacién superados en el Instituto
Nacional de {2 Administracidn Pablica, hastz un maximo de 10
PURLos,

1.5 La fase de oposicion estara formada por los ejercicios
eliminatorios que a continuacidn se indican:

1.9.1 Primer ejercicior Consistir en la realizacién de uno o
varios supuestos practices relacionados con la especialidad de la




BOE num. 236

Viernes 2 octubre 1987

29471

plaza convocada de acuerdo con el programa que se recoge en ¢l
anexo I

Los opositores deberdn realizar por escrilc un resumen del
desarrollo y ejecucion de la prueba, que se expondrd anle el
Tribunal en sesién piblica

El Tribunal correspondiente a cada especialidad sehalard ¢l
slempo mAaximo disponible para la realizacién de ia prueba, que no
podrid superar £n mingun caso un tiempo maximo de cuatro horas.

1.9.2  Segundo ejercicio: Consistird en el desarrollo por escrito,
durante un plazo mdximo de dos horas, de un supuesto tedrico
prapueste por el Tribunal, relacionado cop &) programa de cada
especialidad que figura como anexo II de la presente convocatonia.
Para la realizacién de este ejercicio no se podré coasultar documen-
tacign zlguna. .

El gjercicio deberd ser leido por el opositor en sesién pablica
ante el Tribunal,

En este ejercicio se valorardn la profunidad v amplitud de los
conocimientos especificos requeridos para €l gjercicio de la especia-
Lidad conersts de la plaza, asi como 12 clanidad y el orden de ideas
y su expresién escrita.

. L1& Las pruebas selectivas s¢ desarrollardn con arreglo al
siguiente calendario orientativo;

1.10.1 Fase de concurse; La valoracion de los méntos deberd
haber finalizado al menos cuarenta y ocho horas antes del inicio de
la fase de oposicidn.

1.10.2 Fase de oposicion: El primer ejeccicio se iniciard en gl
mes de noviembre.

1.11 Ei programa que ha de regir las pruebas en cada
especialidad, es &l que figura como anexo [ de la presente
convocatona.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a la realizacion de las pruchas selectivas,
los aspirantes deberan reunir los sigulentes requisiios:

2.1.1 Estar en pdsesion de Ia titulacién de grado medic
sefizlada en ¢l anexo I, correspondiente 2 la especialidad de la plaza
a cubnir, o en condiciones de obtenerla en la fecha de expiracidn del
plaze de presentacion de solicitudes,

2.1.2 Los aspirantes que concurran a las plazas de Titulados
Téenicos Esperializados del CSIC, reservadas a promocion interna,
deverin perienecer & cualquiera de las Escalas sefaizdas en la
Crden de la Presidencia, de [( de julio de 1985 («dloletin Oficial
del Estadon» del 17}, y reunir los demds requisitos cxigidos en la
misma

2.1.3 Tener una antigiéedad de al menos tres anos en la Escala
a la que pertenezcan.

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitacién
fisica o psiquica lc_mc sca incompatible con el desempeiio de las
correspondientes funciones,

2.1.5 No hallarse inhabilitado para el desempefio de las
correspondientes funciones.

2.2 Les requisitos establecidos ¢n las novmas anteriores se
deberan cumplir ¢l ultime diz del plazo dc presentacion de
solicitudes, y deberan mantenerse durante el procesc selectivo
hasta el pombramiento.

3. Solicitudes

11 Quirnes deseen tomar parte en estas pruchas selectivas
deberdn hacerlo constar en instancia, en la que figure ¢l pumere de
Registro de Personal. Estas instancias seran facilitadas gratuita-
mente en los Gobiernos Civiles de cada provincia, en las Delegacio-
nes de Gobicrne de Ceuta ¥ Melilla, en las oficinas de la Caja
Postal, asi como en el Centro de Informacidn Adminisirativa del
Ministerio de la Presidencia, Direccién General de la Funcién
Puablica, en el Instituto Nacional de la Admirrstracion Publica v en
la Secretaria General del CSIC, calle Serrano, 117, 28006 Madnd.
A la instancia s¢ acompanard fotocopia del documento nacional de
identidad.

Los aspirantes deberan presentar certificacidn expedida por los
Servicios de Personal de los Ministerios u Organismos donde
hayan prestado y presien sus servicios, ¢n la que s€ comlen
mencion expresa de la antigiedad v situacién administrativa al dia
de terminacién del plazo de prescniacion de solicitudes para
participer en las Frucbas. Esta certificacion ser preserntada por el
aspirante en un plazo de guince dias, a contar desde el siguisnte al
dia de terminacién del piazo de presentacion de instancias ante ¢l
¢rgano al que dirigié la solicitud.

3.2 En la casilla A} del epigrafe «Daios a consignar seglin las
bases de la convocatorias se hard constar la especiatidad a la que
se concurre. En la casilla B) del mismo epigrafe, se haré constar que
se presentz a la convocatoria por el sistema de promocién interna.

Ningln aspirantc podrd concwrrir por amboy sistemas {general
y de promo¢ion internaj.

3.3 La presentacién de solicitudes podrd hacerse en ¢! Registro
General del CSIC, Serrang, 117, 28006 Madrid, 0 en la l%lmls
establecida en el anticulo 66 de la Lev de Procedimiento Adminis-
trativo, en el plazo de veinte dias naturales, a partir del siguiente
al de la publicacién de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del
Estado» vy se dirigira al excelentisirmo setior Presidente del Consgjo
Superior de Investipaciones Cientificas.

3.4 Los derechos de examen serdn de 2.000 pesetas, mis 100
pesetas por gastos de transferencia, para todos los aspirantes y se
ingresarian en la cuentz corriente nimero §.699.317, «Pruebas
setectivas para el acceso a ta Escala de Titulados Técnicos Especia-
lizados deFCSIC», en cualquiera de 1as oficinas de la Caja Postal.

En lz solicitud deberd figurar e sello de la Caja Postal
acreditativo del pago de los derechos, cuya falta determinard la
exclusidn del aspirante.

3.5 Los errores de hecho gue pudieran advertirse, podrin
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a peticion del
interesado.

4. Admision de aspiranies

4.1 Expirado £l plazo de presentacion de instancias, la Presi-
dencia de] CSIC publicard, en el plazo de un mes, Resolucién en
el «Boletin Oficial del Estado» en 12 que, ademnds de determinar el
lugar v 1a fccha de comienze de los ejercicios, se vecogerd la relucién
de aspirantes admitidos y excluidos, con indicacidn, en este akimo
caso, de ias causas de exclusion.

4,2 Los aspirantes excluidos dispondrin de un plazo de diez
dias, contados a partir del sifuiente al de la publicacién de la
Resolucion, para subsznar el defecto que bhaya motivade su
exclusion. ’

4.3 Contra dicha Resolucidon podré interpoperse recurso de
reposicion en el plazo de un mes, a partir del dia siguiente al de s
publicacion en el «Boletin Oficial del Estadow.

El escrite de subsanacién de defecios se considerara recurso de
reposicion, si ¢ aspirante fuese definitivamente excluido de la
realizacidn de los gjcreicios.

44 De conformidad con lo dispuests en e} articulo 19 del Real
Decreto 222371984, v por permitirio el presente proceso selectivo,
no se expondran al publico las listas de aspirantes admitidos.

5. Tribunales

5.1 Los Tribunales calificadores de las pruebas seran los que
fipuran en el anexo III de esta resolucion. Tor aconsejarle el
resente proceso selectivo, un unico Tribunal juzgard, para cada
especialidad, a los aspirantes por ¢l sistema general y a los de
promocidn interna. A jos efecios de acumulacion de plazas sim
cubrr del sisiema de promocion interna al general, ef Gliimo
ejercicio del sistema general no podra iniciarse hasta no disponer
de la relacion expresiva del ndmero de vacantes ¢n la especialidad
correspondiente en la convocatoria del sistema de promocién
interna. Dicha relacion serd expuesta en el lugar o lugares donde se
hicieron piblicos los resultados del pensltimo ejercicio y en el lugar
o lugares donde se realizard el ditimo.

32 Los miembros de los Tribunales deberdan abstenerse de
intervenir, notificindolo al Presidente del CSIC. cuande concurran
en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 20 de l1a Ley
de Procedimiento Administrativo.

- Los Presidentes podrin exigir de los miembros del Tribunal
declaracién cxpresa de no hallarse incorsgs en las circonstancias
previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administra-
tivo.

Asimismo, los aspirantes podrin recusar a los miembros de los
Tribunales cuando concurran las circunstancias previstas en el
parrafo anterior.

El plazo para selicitar Ja renunciz ¢ manifestar la abstencion
serd de diez dias naturales, a partir de la publicacién en ¢f «Baoletin
Oficial de! Estado» de la Resolucion a que se refier la base 4.1.

53 Con anterioridad a ia iniciacién del primer gjercicio, se
publicard en ef «Boletin Oficial del Estado» ¢l pombramiento de los
nuevos miembros de los Tribunales que hayan de sustituir a los gue
hayan perdide su condicion por alguna de las causas anteriores.

54 Previa convecatoriz det Presidente, se constituirdn los
Tribunales con asisiencia, al menos, de 12 mayoria absoluta de sus
miembros. Celebrardn su sesion de constitucion en el plazo
mdximo de leinta dias, a partir d¢ su designacidn, v minimo, de
diez dias antes de le realizacion del primer ejercicio.

En dicha sesidn, tos Tribunales acordarin todas las decisiones
que les correspondan ¢n orden al correcto desarrotlo de las pruebas
selectivas,

55 A partir de su constitucidn, los Tribunales, para actuar
validamente, requerirdn la presencia de la mayoria absoluta de sus
miembros. Los Tribunales tomardn sus acuerdos por mayoria; e8
caso de empate decidird ¢f voto del Presidente.
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5.6 Demro de la fase de oposicion, los Tribunales resolverdn
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicacién de estas
normas. asi como lo que se debe hacer en los casos no previstos.

5.7 Los Tribunales calificadores adoptardn las medidas precs-
sas de forma que los aspiranies con minusvalias gocen de siinilares
condiciones para 1a realizacion de los ejercicios que el resto de los
demas participantes, En este sentido, se establecerdn, para las
personas con minusvalias que lo soliciten en las instancias, las
adaplactones posibles de tiempos y medios para su realizacién.

58 A efectos de comunicaciones ¥y deméis incidencias, los
Tribunales 1cndran su sede en la Secretaria General del CSIC,
Serrano, 117, 28006 Madrid.

3% Llos Tribunales que actien en estas prucbas selectivas,
tendran la categoria sepunda de las recogidas en el anexo IV del
Real Decreto 34471984, de 4 de julio,

510 En ningdn caso los Tribunales podran aprobur ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un nimero superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualguier propuesta de
aprobados que centravenga lo establecido, serd nula de pleno
derecho.

8. Desarrollo de los efercicios

6.1 Elorden de actuacion de los opositores se iniciard alfabéti-
camente por el primero de la letra D, de conformidad con lo
cstablecido ¢n Resolucion de la Secretaria de Estado para la
Administracién Publica de 10 de febrero de 1987 («Boletin Oficial

e Estado» del 18), por Ia que se publica el resultado del sorteo
celebrado el dia & de fcbrero de 1987,

6.2  En cualquier momento los aspirantes podrin ser requeri-
dos por miembros de los Tribunales con la finalidad de acreditar
su parsonalidad.

6.3 Los aspirantes serdn convocados para cada ejercicio en
anico llamamiento, siendo excluidos de la oposicion guienes no
comparczcan, salvo en los casos de fuerza mavor, debidamente
Jjusiificados ¥ libremente apreciados por los Tribunales.

6.4 La publicacion del anuncio de celebracién del segundo
ejercicio se efectuard por los Tribunales en los locales donde se
haya celebrado el primero, y por cualesquiera otros medios si se
juzga conveniente para facilitar su mixima divulgacién, con
veinticuatro horas, al menos, de antelacién a la seﬁafada para la
iniciacion del mismo, Cuando se trate del mismo ejercicio el
anuncio sera publicado en los locales donde se haya celebrado y por
cusiquier otro medio si se juzga conveniente, con doge horas, al
menos, de anlelacién,

6.5 En cuaiquier momento de proceso selectivo, si los Tribu-
naies tuvieren conocimiento de gue algunc de los aspirantes no
posee la iotalidad de los requisitos exigidos por la presente
convocatoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su
exciusion al Presidente del CSIC, poniendo en conocimiento del
mismo las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante
en la solicitud de admisién a las pruebas selectivas, a [os efectos
procedentes.

7. Calificacion de los ejercicios

7.1 Fase de concurso; Le lista que contenga la valoracién de
meéritos de la fase de concurso se hard piblica, al mismo tiempo y
en los mismos higares que la correspondiente al primer ejercicio de
la oposicidn.

Fase de oposicion: Los ejercicios de la fase de oposicién se
calificaran de la forma siguiente:

7.2.1 Primer ejercicio: De O a 30 puntos. El valor medio de las
puntuaciones computadas constituir4 la calificacién de este primer
eiercicio, siendo necesario alcanzar 13 puntos, como minimo, para
poder ser seleccionado.

7.2.2  Segundo gjercicio; De 0 a 20 puntos. El valor medio de
las puntuaciones computadas constituird la calificacién de este
scgundo ejercicio, siendo necesario alcanzar 10 puntos, como
minimo, para ser seleccionado.

En ningin caso la puntuacién obtenida en la fase de concurso
podrd aplicarse para superar los ejercicios de la fase de oposicidn.

7.3 La calificacién final de las pruebas vendrd determinada
por 1a suma de Jas puntuaciones obtenidas en las fases de concurso
y opaosicién. En caso de empate, el orden s¢ establecerd atendiendo
& la mavor puntuacién de Iz fase de concurso, y en caso de persistir
el empate, 2 la mayor edad de los aspiranies.

8. Lista de aprobados

8.1 Enlos dos ejercicios de la fase de oposicién, la calificacion
s¢ hard al término de uno de ellos, publicAndose la relacién de
quicnes Jos hubicran superado y sus puntuaciones.

8.2 Finalizadas las pruebas selectivas, los Tribunales harin
miblicas en el jugar o Jugares de celebracién del éltimo ejercicio, v

en aquellos otros gque cstime oportuno, la relacién de aspirantcs
aprobados en cada especialidad, por orden de puntuacién alcan-
zada, con indicacién de su documento nacional de tdentidad.
Los Presidentes de los Tribunales enviardn una copia certificada
de la lista de aprobados al Presidente del CSIC, especificando,
igualmente, ¢l numero de aprobados en cada uno de los gjercicios.

9. Presentacidn de documentos y nombramientos
de funcionarios en prdcticas

~ 9.1 En ei plazo de veinte dias naturales, a contar desde ¢l dia
stguientc a aquel en que se hicieran piblicas las listas de aprobados
en el lugar o lugares de exarmnen, los opostiores aprobados deberin
presentar en la Secretaria General det CSIC los siguientes docu-
meltos;

a) Fotocopia compulsada del titulo exigido o certificacian
académica que acredite haber realizado todos los estudios para la
cbiencién del titulo.

b) Los aspirantes gue hayan hecho valer su condicion de
personas con minusvalias, deberan prescntar certificacion de los
Grganos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
gue acredite tal condicion, e igualmente deberdn presentar certifi-
cado de los citados 6rganos o de la Administracién Sanitana
acreditativo de la compatibilidad con el desempeno de tarcas y
funciones correspondientes,

_ €} Declaracién, en su casg, de no hallarse inhabilitado para el
cjercicio de funciones propias de los puestos de trabajo 2 descmpe-
fiar (anexo V),

9.2 La peticién de destinos en cadz especialidad por parte de
los aspirantes aprobados deberd realizarse en el momento de
presentacion de los documentos a que se reflere la presente bage.

0.3 Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presen-
tar los documentos expresados en la base anterior, podrd acredi-
tars€ que s¢ rednen las condiciones exigidas en la convocatoria
mediante cualquicr medio de prueba admisible en derecho,

Los aspirantes que havan superado la fase de oposicion
dcberin formular opeion por a percepeidn del sueldo que deseen
percibir durante su condicién dc funcionarios en pricticas, de
rf:ogformidad con Jo previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de
cbrero,

8.5 Quienes, dentro del plazo fijado y salvo los casos de fucrza
mayor, no presentaren fa documentacidn o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos senalados en la
base 2, no podrin ser nombrados funcionarios en pricticas, ¥
quedard anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabili-
dad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

9.6 Los aspirantes aprobados serdin nombrados funcienarios
en practicas, envidndose la relacion de los mismos al Subsecretario
del Ministerio de Educacién y Ciencia en la que se determinari la
fecha en que empezardn a surtir efecto dichos nombramientos.

10.  Periodo de pricticas. Nombramiento de funcionarios
de carrera

10.1 Durante ¢l periodo de practicas, los aspirantes ejerceran
las tareas correspondicntes a puestos de trabajo de su especialidad
bajo la supervision de los responsables de las unidades correspon-
dientes. El periodo de pricticas tendrd una duracién de tres meses,
v al final del mismo el responsable de la unidad a gue hubiera sido
adscrito el funcionario en prdcticas, emitird un informe en el que
hard constar la calificacion de «apto» 0 «no aptow del aspirante,

10.2 Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieran
superado serdn nombrados funcionarios de carrera, con especifica-
cionn del destino adjudicado, por el Ministro de Educacién y
Ciencia, No obstante, en el supuesto de existir aspiranies en
expectauva de nombramiento, #stos no podrin ser nombrados
funcionarios de carrera hasta el momento en que se produzcan las
correspondientes vacantes dotadas presupuestariamente.

La toma de posesion de los aspirantes que hubieran superado £l
proceso selectivo se efectuard en el plazo de un mes desde la fecha
gc %ubllcacién de su nombramiento en &l «Bolelin Oficial del

stadom.

11. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de actuacidén d};l Tribunal, podrédn ser impugnados
en |05 casos y en la forma establecidos por la Ley de Procedimiento
Administrative,

Asimismo, la Administracién podrd, =n su caso, proceder a la
revision de las resoluciones de los Tribunales, conforme a lo
previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 25 de marzo de 1987 ~P. D. (Orden de 14 de mayo de
1986), el Presidente del CSIC, Enrnque Trllas Ruiz.
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H Institute Cerdmica y Vldno ‘Madrid Dc{;‘umcmac ion Cientifica en el Campo de Ccramlca y
£ o T 5
i Estacidn Experimental del Zaidin, Granada Microscopia E]cctr{)mra de Transmision . ... ............ 6
i Institute del Frie, Madrid .. ;lnstrumentacwn ¥ Conlrol de Instafaciones ... ......... . 7
t Instituto Economia ¥y (xeograf”a Aphcadas Madrid -  Informdtica e B

Titulzcion: Estar en posesidn de 1z titulacion del grupo B del articelo 25 de fa Ley 3071984, de 2 de agosto, de Madidas para la Reforma

de la Funcidn Puiblica.

ANEXO 1
ESPECIALIDAD, «INSTRUMENTACION ELECTROMAGKRETICAR

1. Espectro electromagnético, distribucion clectromagnética.

2. Imterferencias,

3. Dusferentes nipos de aparatos de medida. Electromagnéticos
cuadro movil, electurodindmicos, digitates, de represeniacion oscilo-
grafica, etc.

Clases de precisidn, tensiones de prueba, aislamiento.
Campos eiécinco ¥y magnélico,
La instrumeniacion ea las medidas electromagnéticas.
Induccion electromagnética, nicleos, chapa magnética.
Transformadores.
Autoinducciones.
Muotores.
Impedancia de carga de los inslrumentos.

12 Influencia de Iz temperatura,

t3. Dispositivos electromagnéticos de mande v control, Con-
lactores, relés, etectrovdlvulas, eic.

W00 TR LA
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14, Ruwdo.

15 Medidas direcias.

16. Mecdidas a 1ravés de transformadores de medida.

17. Medidas mediame convertidores de medida.

LB, Fuenies de alimentacion auxiliares.

19. Técnicas de monlaje y cableado.

20. Circuitos impresas.

2}, Prescripcioncs para la instalacién vy manegjo de cquipos de
medida.

22. Representacion, simbolizacién y normas.

23, Dasposutivos de lectura de los instirumentos. Escalas cali-

bres, factores de conversidn.

24, Caida de tensidn ¢ induccidn en los cables de conexion.
25, Red de tierra.
26. Influcnoia de los campos magnéiicos en las indicaciones

de los zparzlos de medida.

27. Mantenimiento ¥ conservacidn de los equipos.
28. Venficacion periédica. Tarado.

39 Linea de masa en 165 circuitos.

A0.  Errores de conexion.

ESPECIALIDAD: «INSTRUMENTACHINS

I, la Instrumentacién en el apdlisis quimico.

2. Amplificadores operacionales.

3. Dispositivos de lectura de la salida de Ios instrumentos.
4. Digitalizadores.

5. Computadoras.

6. la radiacién electromagnélica.

7. Interasccidén de la radiacion electromagnética con la ma-
§

9

Emisién de radiacion.
Componentes de los instrumentos para espectroscopia

optica.

10. Seleccidn de longitud de onda, monocromadores.

11, Deteccidn de radisiion.

12. Espectroscopia de absorcion, generzlidades.

i3. Especiroscopia de absorcion £n la regidn ultravioleiz v
visible,

14. Espectroscopia de absorcion infrarroja.

15. Espectroscopia de fluoresecencia molecuiar.

16, Espectroscopia atémica, generalidades.

17. Espectroscopia de absorcion atémica.

18. Refractometria.

19. Métodos znaliticos radioguimicos.

24 Mérodos potenciométrices, medida del pH.
21, Mdrodos ¥rmicos.

22, Cromalografia, gencralidades.

23, Cromatografiz hquida.

24, Cromatografia de gases.

25.  Eelciroforesis.

26. Naturaleza general del proceso fotografico.
27, Microscopia optica.

28, Sistemas de refrigeracion.

29. Sistemas de vacio.

30, Liofilizacidén.

ESPECIALIDAD: «CARACTERIZACION QuUiMIca Y Fisica
DE POLIMEROSH

Relacién entre estructura y propiedades en polimeros.
Separacién, purificacién y secado de polimeros.
Andlisis elemental cualitativo y cuantitativo de polimerus.
Andlisis guimico de grupos funcionales.
Anilisis quimico de grupos finales.
Andlisis de solubilidad.
Métodos espectroscopicos empleados en la caracierizacién
qu:rmca de polimeros.
Determinacion de la composicidn de copolimeros: Rela-
ciones de reactividad.
5. Determinacion de pesos moleculares por métodos abso-
lutos.
10, Determinacién de pesos moloculares por meétodos rela-
tivos.
11. Fraccionamicnto de polimeros Distribucién de pesos
molecetares.
12. Transiciones @érmicas en polimeros.
13, Determinacion de los puntos de reblandecimiento ¥ fusidn
£n polirnerns.

‘-.IO\LII-"-\I‘JF'J:""

14,  Anpilisis cinético de cristalizacién de polimeros.
15, Analisis morfolégico de polimeros cristalinos.
16, La cromaiogratia en la caracienzacién de polimeros.

17, Andlisis de polimeros a través de la microscopiz optica v
electrénica.

1. Determinacion de ja iemperatura de fransicion vitrea
19, Degradacién guimica de polimeros.

20, Degradacién térmica de polimeros: Pirghsis.

21. Caracterizacion de polimeros medianie ensayos Gplicos.

22, (aracterizacidn de polimeros mediante ensayos elécincos.

23. Caracterizacion de polimeros mediante ensayos meci-
AICOS,

24, Ensavos de envejecimiento,

25, Ensayos de permeabiiidad.

6. Ensavos de combusubilidad.

27. Ensayos reologicos.

28, Métodas refractroméiricos en la caracterizacién de poli-
MEros

Caracterizacion de sistemas peoliméncos multicompo-

nentes,

30. Ensavos especiftcos en €] andlisis de cauchos.

ESPECIALIDAD; «INSTRUMENTACION EN QuUiMICA DE PEFTIOOS
vy PROTEINASS

1. Efecto del par idnico en HPLC de Péptides y Proieinas,

2. Fosfatos como modificadores de fases méviies.

3. Efecto del scido triftuoroacético en la scparacién de
Péptidos por HPLC,
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4. Mswndo de deteccidn para la sepatacién de aminoacidos,
ptidos ¥y proteinas,
5 eteccidn fluonmétrica post-columna,
£ Derivatizacion de eminodcidos con o-phtaldehido (QOPA).
7. El méwndo de derivatizacion del Fmoc pars la separacidn
de aminodcidos.
8. Il método del dansilo. Limitaciones.
9. Resolurion de aminodcidos diasteredmeros.
10 Separacion de Pépridos por cromatografia de intereambio
icntco de ala eficacia.
11. Prediccidn de tiempos de retencién de pcpudos en HPLC
=n fase reversa.
12, Separacién de oligopéptidos en fase normal.
13, El usp de HPLC en secuenciacién de proteinas,
14, . Separacién de encefsiinas en HPLC en fase reversa.
15 El use del flash sromatografia en la separacidn de péptidos
protegidos.
16, Analisis de aminodcidos por cromategrafia de gases.
17. Raccmizacién en sintesis de peptidos,
15. Empleo de columnas quirales para la deteccion de racemi-
24Ci0n,
19. Columnas capilares quirales en la deteccidn de racémicos.
0. Cormatografia en capa fina de péptidos y proteinas.
Eluyentes, sopories, deteccion.
21 Dispersian 6ptica rotatonia y dicroismo circular en pépli-
dos ¥ proteinas.
227 Analisis de los datos de Dispersién Optica rolaloria de
Polipépr.des,
23 Esteres metilicos v clilicos para protecoidon des grupos
carboxila. Alcance y limitaciones.
24, El terbutiloxicarbonilo como grupo protector de aminas.
Fsiabilidad.
25, Grupos protectores de la funcion hidroxilo en Sinlesis de
Piondas
26, Mc,mw'uacwn de la Sintesis de Péptidos en fase solida.
27, Sictesis enzimétice de Péptidos. Instrumentacion.
28, Control cindtico de la sintesis enzimatica mediante HPLC.
79 Resonancia Masnética MNuclear en la caracterizacidn de
Pépidos.
30, Caractenzaciéon de Pépluidos por Espectrometria de
con FAR.

Tasas

EsPECIALIDAD: «UARACTERIZACION Quinmica ¥ Fisica
DE CARBON Y COQUES

l. Qrigen y composicién del carbén.

2. {lasificacion de carbones.

3 Distintitos usos del carbén.

4. Desmuesire v preparacién de muesiras de carbdn para
analisis.

5. Analicis inmediato del carbén.
6. Andlisis elemental del carbén.
7. Andlisis de cenizas: Eiermentos mayornitarios.
&  Anglisis de cenizas: Elemenlos minorilarios ¥ trazas.
5. Humedad total y retenida en carbones de distinto rango.
10. Materia muneral de los carbones: Composicion y formas
de determinacion,
11, Pader calorifico de carbones.
12, Analisis de grupos funcionales en ¢l carbdn.
13, Anilisis de |z materia organica en carbones. Problemas
ocasionados por la materiz mineral.
14, Disuntas formas de climinacion de la materia organica y
mineral del carbdn con fines analiticos.
15.  Fusibilidad de cenizas v su dependencia de la composicidn
de las mismas.
16. Uso de nuevas técnicas instrumentales en los andlisis de
rulina del carbén,
17 La eswadistica aplicada al analisis de los carbones,
15. Célculo y expresion de los resultados de andlisis del
cathon en diferentes bases.
19, Andlisis de haldgenos v formas de azufre en carbones.
20.  Molturabilidad de carbones. Indice Hardgrove.
21, Granulometria de carbones y coques.
22 Resistenicia mecédnica del coque.
23, Fluidez del carbén. Ensayo Gieseler.
24. Hinchamiento del carbon. Ensayos al crisol v
25. Ensayos de carbonizacion.
26, Expansidn v contraccion de carbones: Hornos de solera
caliente v de pared movil.
27. Expansién y contraccién de carbones: Ensavo Koppers-

Afnu.

Incar.
28, Emnsayos de reactividad de coques.
29, Porostdad de carbones v coques.
3. Densidad de carbones ¥ cogues.

ESPECIALIDAD, «DOCUMENTACION CIENTIFICA EN EL CAMPG
DE CIRAMICA Y VIDRIO®

1. Histona de la documentacidn cienifica.

3. Organizacidn y funciones de los Centros de Informacion y
Documentacion Cientificas, La informatizacién de servicios docu-
meniales.

3. Organizacion y funciones de las bibliotccas cientificas.
Posibilidades de mecanizacién, )

4. Centros de Documentacién y Bibliotecas especiaiizadas en
Espafta. Produccion de bases de datos.

5. Dwcumentos primarios y secundarios: Tipelogia

6. La normalizacién de datos bibliograficos. Su importancia
en informacian ¥ documentacion cientificas. El ISSN ¢ ISBN.
Principales normas internacionales en ¢l campo de la decumenta-
cidgn cientifica,

7. Fl analisis doncumental: La indizacién. Los resdmenes v
sus tipos. Normas sobre preparacion de resémenes.

8 Lenguajes de indizacion. Natural y controlado. Lenguages
precoordinados v poscoordinados.

1r_9. Principales sistemas de clasificacion documental y biblio-

rafica.
i 10, Tesavurps, glosarios, Iéxicos. Conceptos fundamentales,
Relaciones entre descriptores. Construceidn de tesauros. Tipos de
125AUTOS.

11. Sistemas de aimacenamiento de informacion. Convencio-
nales, mecdnicos y automatizados. .

12. Creacion de bascs de datos, Problematica.

13, Bases de datos y lenguajes estindar de recuperacién.

14, Recuperacion de la informacion, Blsqueda retrospectiva

DSIL
Y 15, La induostna de )a informacién: Produciores. distribuido-
res y redes de transmision de datos,

16. Elacceso al documento original. Técnicas de reproduccién
del documento. Su ubicacion en bibiioiecas y Ceniros de documen-
Lacion.

17, Catilogos y obras de referencia necesarios cn uil servicio
de fotodocumentacion.

18. La obtencidn de copias de documentds por via electronica:
Peticién automatizada de documentos y envio dec las coplas por
procedimientos convencionaies. Sistemas existentes.

19, Los nuevos medios de almacenamicnto y transmision de
la informacidn: Videoies, disco &ptico, lectura aptica y teleiex, CD,
ROM, etc.

20. Diferencias entre lz documentacion en Ciencias Sociales,
Humanidades y Ciencias y Tecnologia: Fuentes. usuarios, lengua-

£S5, elc.
! 21. Documentacién y bases de datos en el campo de la
ceramica.

22, Documentacion y bases de datos en €l campo del vidric.

23, Clasificacion de Ia documentacion eurcpea de cerdmica

24, Caracteristicas generales de las materias primas cerdmicas.
Arcillas.

25, Procesos de fabricacién de los productos cerdmicos y sus
propiedades.

26, Muateriales refraciarios. Clasificacion y propiedades.

27, Estado vitreo. Procesos de fabricacién del vidrio.

28, Muatenales citroceramicos. Procesado, propiedades v aph-
Caciones.

29. Matenales cerdmicos avanzados,

30. Compositgs, caracteristicas penerales.

ESPECIALIDAD: «MICROSCOFIA ELECTRANICA DE TRANSMISION

1. Origen v desarrollo del microscopio. Diferentes clases de
microscopios. Caracleristicas. Veniajas y Hmitaciones de cada uno.

2. Formacion de la imagen. Poder de resolucion de un
sistema Optico. El microscopio optico y sus aberraciones. Difrac-
c1om y poder separador.

3. Fundamentos de un microscopio electronico. Fuente de
energia. Propiedades ondulatonas de los elecirones. Longitud de
onda y poder de resolucion.

4. Optica electrdnica. Lentes electromagnéticas. .

5. Descripcion general de un Microscopio Electronico de
Transmision (MET) convencional.

Generalidades de un microscopio de barrido. Diferencias
con el de transmision. Campos de utilizacion.

7. Ceafiones de electrones y sus caracteristicas. Sondas de
electrones. Relacion corrente-diametro de sonda.

8. Sistema de alto vacio del MET. Bombas de vacio. Control
del vacio del microscopio.

9. Lentes condensadoras: Profundidad de campo. Objetivos:
Limite de resolucion.

10.  Papel de los diferentes diafragmas de un MET. Sistema de
proyeccidn y deteccion,
11. Aberraciones de un MET. Correccion del astigmatisme,
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12. Formacién de 1z imagen de un MET: Campe ¢laro ¥
CAMpPO DSCUrQ.

3. Formacién de 12 imagen de un MET: Difraccion.

14. Mantenimiento de un MLET, Puesta a punto. Cambio de
filamento, Precauciones y medidas a tener en cuenta.

15. Orgen del contraste £n las imdgenes del MET.

16. Accesorios de los modermmos MET. Aplicaciones. Nugvas
pusibiiitades de la microscopia analitica de transmisidn.

17. Coniroles para un funcionamiento 6ptimo de un micros-
copio electrénico anatitico de transpmision.

18. Imdgencs estercoscopicas. Condiciones de obtencién en un
MET v sus aplicaciones.

I9. Preparacién de muestras biologicas para MET: Virus y
macromolfculas, tefidos vy orginulos celulares.

20, Fijacién de muestras. Diferentes fijadores utilizados. Ven-
tajas e inconvenientes.

21.  Anefactos. Problemas asociados a 1z fjacion quinuca y &
la utilizacion de contrastes de miuestras biologicas.

22. Tipos de tampones utilizados durante ia fijacion quimica.
Importancia de la molaridad en la obtencién de una buena fijacion.
Deshidraiacién y medios de inclusion,

23, Condiciones optimas de preparacion de muestras biolg-
1cas.
€ 24, Procesamiento de matenial vegetal para MET. Ventajas e
inconvenientes del estudio de plantas al MET.

25, Crofijacidn de material bioldgico. Crosustitucién e inclu-
s16n. Dificultades del material vegetal, Ocasiones en las gue es
necesaria su utilizacidn.

26. Fundamentes de la uitramicrotomia. Diferentes tipos de
ulramicrotomos. Ventajas de los uitramicrelomos actuales.

27. Oblencidn de cortes semifinos y vitrafinos. Cortes seria-
dos. Influencia de a cuchilla y del tipo de resina uiitizedo en la
cahidad de los cortes.

28. Cricuitramicrotomzia y criomicroscopia. Aplicaciones y
posikitdades de estas técnicas.

28, Choquimica, digestiones enzimdticas y elementos traza.
Su aplicacion ¢n la locslzacién de componentes celulares.

30  Morfometda. Fundamentos de ta estereclogia. Trata-
miento de anslisis de imagen. Cuantificacidn de resultados morio-
1agicos.

FSPECIALIDAD: wINSTRUMENTACION ¥ CONTROL
DE INSTALACIONESH

I. Regulacidn y conirol.
2. Dispositivos de Jaminacion.
3. Valvuolas de expanstén (clasificacién v seleccidn).
4. Valvulas de expansidn con carga cruzada.
5. Vilvula de expansidn termostatica {(construccion y funcio-
namiento}.
6. Control por bulbo remoto v su localizacidn.
7. Vilvulas de regulacidn automdiica {solencide, presion
consianie, motonizada, expansién con carga de gas).
8. Tubes capilares.
9. Controles del cicle de accion por presidn,
10, Regulacion de ia potencia frigorifica de los compresores.
I1. Rendimiento de los equipos %;gonﬁccs
. 12, Regulacidn del cicio frigorifico mediante 1a temperatura de
usion,
13, Regulacion del ciclo fngerifico medianie ia temiperatura de
condensacion.
14. Efecto de schrecalentamiento de succidn sobre el funcie-
namiento del ciclo y enfriamiente il
15, Méodos de descongelacion.
16. Sisternas de baja temperatura.
t7. Instalaciones de temiperatura maltiple.
18. Toarres de enfriamiento (funcionamiento y contrel).
19. Céimara adiabdtica {conceplo, instrumentacidon y cantrol).
20, Camara isoterma [concepto, instrumentacion y control),
21, Controt de lubnficacién de compresores.
22, Cambiadores de calor {funcicnamiento y control).
23, Aislamiento térmico.
24, Técnicas de medida del cocficiente de conduciividad

25, Méwde del doble fluximetro.

26, Sistema STM.

27, Bittemas de medidas normalizados (ASTM-BSI-ISO).

28. Técnicas de medida del coeficiente de conductividad
térmica medianie céiulas peltier,

29, Transductores e instrumentacion (transmision de calor @
tnstaleciones frigorificas).

30. Pares termoeléctricos comunes.

ESPECIALIDAD: «{INFORMATICAR

1. Evolucién del praceso de datos.
Creneraciones de prdenadores.

Evolucion  historica.

2. Imtroduccién al proceso de daios. Datos e informacién.
Via que sigue un dato.

3. Partes de un ordenador, Unidad Central de Proceso. Lisia
de peniféricos.

4, Periféricos, Tipos. Caracteristicas.

5. Sistemas operativos. Conceptos. Funciones.

6. lenguajes. Compiladores e intérpretes. Alto y bajo mivel
Caracieristicas y funciones.

7. Archivos, Tipos. Caracleristicas.

8. Tiempo real y tiemipo compartido. Modalidades. Caracte-

risticas.

9. Memorigs virtual. Direcciones virtuales. Mapping. Venta-
Jas v desventajas.

10, Teleprogeso y redes.

11.  Bases de datos.

12, Proceszmienio de textos.

c 13, Programacidn. Basi¢, Fortran,

14, Inteligencia artificial, Lisp, Prolog, ..

15, DCLy procedtmlento dz comandos Desarrolio de proce-
dimientos de comandos. Conceptos. Nombres 1dgicos. Simbolos.
Simbolos y funciones léxicas.

16. Editores (EDT). Tipos. Manejo.

17.  Aulorizaciones de usuarios (UA!" >). Entrada af sistema,
Alas de usuarios, Bajas de usvanios. Manegjo.

18 Parametrizacion del sisiema. Pardmetros. Generacion del
sistema Svsgen. Procedimiento Aute

19. Gestion de colas. Colas do gcvwes Colas de batch.

20, Librerias, Tipos. Manejo.

21. Instalacién de soft (Enstall > ).

22. Parada y arrancada del sistema {Shutdoew and Startup).
Arrancada independiente de la instalacion {Startup). Amrancada
especifica de la instalacién {Systartup). Pamada del sistema,

23. Control de recursos. Limites del proceso. Prioridades.
Privilegios. Accounting.

24, Seguridad de! sistema. Protaccionss. Especificacion de la
UIC. Especificacion de proteccion. Proiewcion de ficheros. Protec-
cion de volumss estructurados, Proteccion de peniféricos no estruc-
turados. Proteccién en procesos. Proteccidn del sistema.

25 Stend-alone. Generacion de cassetes de stand-alone {(Sta-
bakii). Copias del sisiema con stand-zlone.

26, Mantenimiente de fichcros y vojdmenes piibiicos. Back-
ups. Volimenes de sistemna, de usuario ¥y volimenes-conjunto.
Formalcado de discos. Inicrafizacién de volimenes piblicos. Mon-
1aje de volumenes piublicos. Copias de segundad. Backups. Admu-
nistracion de volimenes. Expiracién, Cuotas.

7. Decoet.

28, Soft no digital para el VAKX,

26, Uulidad de Debugger.

30. Utiidades de Phone, Mail ¥ Short/Merge.

. Estructurados: Pascal,

ANEXO III
TRIBUNAL BUGMERD |
«Instrumentacion Electromagnéticay
Titular:

Presidente: Don Fausto Montova Vitini, Investigador cientifico
de! Instituto de Electrénica de Conrunicaciones del CSIC.
Vocales:

Don José Luis Vaillo, Profesor tiwlar de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de ta Universidad
Politéenica de Madrid.

Don Pedro Lagunal Gil, Profesor titular de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicacion de la Universidad
Politécnica de Madrid.

Dofia Maria Jesus Ferndndez Diez, Titulada Supenior es
zada de} Instituto de Electrénica de Comunicaciones del

Don Alfonse Blanco Blanco, Titulado Técnico cspt‘mahzado del
Instituto de Ciencia de Materiales de Madnd (Sede A) det CSIC.

Suplente:

Presidente: Don Carlos Méximo Marlin Pascual, Investigador

clentifico del Instituio de Elecirénica de Comunicactohes
de} CSIC.

Voczles:

Don Santes Tortajada Hervas, Colaborador cicotifico del Insti-
tuto de Electrénica de Comunicaciones del CSIC

Don Anselmo Seazne-Pampin Montenegro, Profesar titclar del
Colegio Universitario de Vigo de la Universidad de Sartiago de
Compostela.

Don José Luis Fontecha Gonzilez, Colaborador cie
Insnuto de Electronica de Comunicaciones del CSIC.

1ali-

ntifico dal
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Don Manue) Navajas Rodrigues, Titulado Técnico especiali-
zado del Instituto de Electrénica de Comunicaciones del CSIC,

TRIBUNAL NUMERO 2

wInstrumentacion. Instrumentacion en Quimica de Péptidos
¥ Protefnas»
Titular:

_ Presidente: Don Coarado Pascual Rigau, Profesor de Investiga-
0101%} del lInsmuto de Quimica Organica General del CSIC.
ocales:

Don Jesis Sanz Lizaro, Profesor de Investigacidn del Instituto
de Ciencta de Materiales de Madrid (Sede C) del CSIC.

Don José Luis Mieto Rodriguez, Investigador cicntifico del
Instituto de Estructura de la Materia del CSIC.

Don Akefardo Gémez Parra, Colaborador cientifics del Insti-
tuto de Ciencias Marinas de Andalucia del CSIC.

Don Carlos Eliseo Alonso Blirquer, Titulado Técnico especiali-
fja?% (Sif(l_‘ Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (Sede A)

@ .

Suplente:

_ Presidente: Don Manuel Rico Sarompas, Profesor de Investiga-
cién del Instituto de Estructura de la Materia,
Vocales:

Don Antonio Alemany Sote, Profesor de Investigacidn del
Instituto de Quimica Organica General del CSIC. .

Don I orgc Santoro Said, Investigador cientifico del Instituto de
Estructura ge la Materia del CSIC,

Don Rafael Estabbier Torregrosa, Profesor de Investigacion del
Lusiituio de Ciencias Marinas de-Andalucia del CSIC.

Doiia Elena Ferndndez Sanchez, Titulada Técnica especializada
del Instututo de Quimica-Fisica «Hocasolano» del CSIC.

TRIBUNAL NOMERO 3

«Caracterizacidn Quimica y Fisica de Polimeros»
Titular:

Presidente: Don Félix Arran2 Alonsoe, Profesor de Investigacion
del \]rnsti{uto de Plasticos y Cauchos del CSIC,
ocales:

Don Gerardo Martinez Albillos, Investigador cientifico del
Insiituta de Plasticos ¥y Caucho del ¢SIC.

Don Jestis Sanz Perucha, Colabarador cientifico del Instituto de
Quimnica Orgdnica General del CSiC,

Dofa Isabel Martinez Castro, Investigadora clentifica del Insti-
tutn de Quimica Organica General del CSIC.

Dona Maria del Carmen Ojeda Garcia, Titulada Técnica
erpecializada del Instituto de Pldsticos y Cauncho del CSIC,

Suplente;

Presidente: Don José Luis Mateo Lopez, Profesor de [nvestiga-
cién del Instituto de Plasticos y Caucho del CSIC,
Yocales:

Donr Manuel Sinchez Chéves, Colzborador cizntifice del Insti-
tute de Plasticos y Caucho def CSIC.

Don José Manue! Perefia Conde, Investipador cientifico del
Instituto de Plasticos y Caucho dai CSIC.

Don Luis Gonzilez Hernandez, Investigador cientifico del
Insiituto de Pldsticos ¥ Caucho del CSIC,

Den Ricardo Arganza Mateos, Titulado Técnico especializado
de la Orpanizacion Eemral del CSIC.

TRIBUNAL NUMERO 4

wCaracterizacion Quimica y Fisica de Carbon y Cogue»
Titular:

Presidente: Don Antonio Certés ArToyo, Investigador cientifico
cel Instituto de Caudlisis 1) Petroleoquimica (actualmente en
Comimg]n de Servicio en el INCAR) del CSIC.

Yocales;

Don josé Juan Pis Marinez, Colaborador cientifico del Insti-
trto Nacional del Carbon «bFrancisco Pintado Few, Oviedo,
del CSIC.

Dofia Maria del Carmen Jul Clemente, Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Mines de la Universidad Politécnica de
Madrid.

Don César Suirez Canga, Titulado Superior del Insiituto
Nacional del Carbon «Francisco Pintado Few, Oviedo, del CSIC,

Pefia Aurora Gomez Coedo, Investigador cientifico del Centro
Nacional de Investigaciones Mewliargicas del CSIC.

Suplente:

Presidente: Don José Javier Gonzdlez Prado, Investigador
eientifico del Instituto Nacional del Carbén «Francisco Pintado
Fen, Oviedo, del CSIC.

Voeales:

Don Sabigo Rodriguez Moinelo, Colaborador cicntifico det
Instituto Nacional del Carbon «Francisco Pintado Fen, Oviedo,
del CSIC.

Don Carlos Gutiérrez Blanco, Colaborador cientifico del Insti-
tcustc[JCNacionaj del Carbdn «Francisco Pintado Fes, Oviedo, del

Don Jesiis Sudrez Canga, Titulado Superior del Institutoe Nacio-
nal del Carbon «Francisco Pintado Fes, Oviedo, del CSIC,

Don Manuel Celso Garcia Gutiérrez, Colaborador cientifica del
In?tglétl% Nacional del Carbén «Francisco Pintado Fewr, Oviedo,
del CSIC.

TRIBUNAL NUMERO 5

«Documentacidn Cientifica en ef Campo de Cerdmica
y Vidrios
Tiwlar;

Presidente; Don José Maria Ferndndez Navarro, Profesor de
In\rg;n'édacién del Instituto de Cerdmica y Vidrio dal CSIC.
ocales:

Dofia Rosa Sancko Lozano, Colaboradora cientifica del Insti-
tulc de Formacion y Documentacién en Ciencia y Tecnologia
del CSIC.

Dofia Carmen Galvan Fernis, Titulada Superior especializada
del Insiituto de Informacién y Docementacion ea Clencia y
Tecnologia del CSIC.

Dona Adelaida Romdn Roman, Titulada Superior especializada
del Institato de Informacion y Documentacion en Humanidades v
Ciencias Sociales del CSIC.

Don Francisco Capel del Aguila, Titulado Técnico especializada
del Instituto de Cerdmica y Vidrio del CSIC

Suplente;

Presidente: Don Francisco José Valle Fuentes, Investigador
cien\}iﬁco det Instituio de Cerdmics v Vidrio det CSIC.
ocales:

Dofia Rosa de la Viesca Espinosa de los Monteros, Titulada
Supenor especializada del Instituto de Informacién y Documenta-
cién en Ciencia y Tecnologia del CSIC,

Dion Angel Viliaged Rubio, Titulado Superior especializado del
Insututo de Informacion y Documentacién en Humanidades y
Ciencias Sociales del CSIC.

Don Carlos Moure Jiménez, Colaborador cientifico del Insti-
tuto de Cerdmica vy Vidrio de] CSIC.

Don Francisco Morales Povato, Titnlado Técnico especializado
dsl Instituto de Cerdmica y Vidrio del CSIC.

TRIBUNAL NUMERO 6

«Microscopia Electrdnica de Transmision»
Titular;

 Presidenta: Dofia Inmaculada Herrera, Jefa del Servicio de
Microscopia Electronica del Centro Nacional de Virologia de
Majadahonda,

Vocales:

Don José Lopez Carrascosa, Investigador cientifico del Instituto
de Bioclogia Molecular del CSIC.

Don Emilic Pascual Vazquez, Investipador cientifico de! Insti-
tuto de Ciencias Marinas de Andalucia de Cadiz del CSIC.

Eon Lorenzo Seguido de la Fuente, Titulado Técnico especiali-
zado del Instituto de Biologia Molecular del CSIC.

Tion Lucas Sé&nchez Rodrigeez, Colaborador cientifico del
Centro de Investigaciones Bioldgicas del CSIC.

Suplente:

Presidente: Don Carlos Alonso Bedate, Investigadar cientifico
del ‘I/nsn}uto de Biologia Moleculer del CSIC.
ocales:

Don Pedro Esponda Fermandez, Investipador cienmtifico del
Centro de Investigaciones Biclogicas del CSIC,

Deon Juan Antorio Garcia Alvarez, Colaborador cieniifico del
Instituto de Biclozia Mulecular d=l CSIC.

Don José Antomio Muiinz Diez, Titulado Técnico especislizado
del Instituto de Biologia Molecular del CSIC.

Don José Manuel Cuezva Marcos, Profesor titular de la
Facultad de Ciencias de la Universidad Autdnoma de Madnid.
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TRIBUNAL NGCMERO 7
aelnsirumentacion y Control de Instalacioness
Titular:

Presidente: Don Miguel Rodrigo Enguidanos, Investigador
cientifica del Instituto de Agroquimica v Tecnologia de Alimentos
de Valencia del CSIC.

Yocales:

Don Juan Atanasio Carrasco Manzano, Colaborador cientifico
del Instituto del Frio del CSIC,

Dan Francisco Javier Nieto Rodriguez-Brochero, Celaborador
cientifice del Institute de Fermemtaciones Industrizles det CSIC,

Don Manuel Ramos Amieva, Doctor Ingenicro Agronomeo.
Vicepresidente Comité Lechero.

Don Juan Galdeano Blas, Titulado Técnico especializado del
én?tiégtxoc de Agroguimica y Tecnologia de Alimertos de Valencia

e .

Suplente:

Presidente: Don José Vicente Carbonell Talén, Investigador
cientifico del Instituto de Agroquimica y Tecnelogia de Alimentos
de Valencia del CSIC,

Vocales:

Don Alfredo Pita-Romerc Martinez, Ingeniero Agrénomo.
Brirector Escuela MNacional de Industrias Licieas.

Dan Rafael Pérez Pastor, Colaborader cientifico del Instituto de
Agroquimica y Tecnologia de Alimentos de Valencia del CSIC.

Don Jests Garcia Dizz, Ingeniero Técnico Industnial. Jefe
Pepariamento Industtas Lacieas y Derivados de ALFA-LAVAL.

Don Pedro Lorenzo Pérez, Titulado Técnico especiatizado del
énitégilc{):de Azroguimica y Tecnologia de Alimentos de Valeucia

e .

TRIBUNAL NOMERO §
eInformdtican
Titulan

Presidente: Don Salvador Fernindez Bermudez, Investigador
cientifico del Centro de Célcclo del CSIC.
Vocales:

Don Victor Castelp Gutigrrez, Titulado Supcrior especializadoe
Qel Centro de Calcule del CSIC.

Don Carles Gonzédlez-Fernandez Vallejo, Colaborador cienti-
fico det Instituto de Automdtica Indus:riaf del CSIC.

Doka Maria Teresa de Pedro Lucio, Colaboradora cientifica del
Instituto de Avtomatica Industinial dei CSIC,

Don José Pedro Gutiérrez Jiménez, Colaborador cieatifico del
Institute «Eduarde Torrojas del CSIC,

Suplente:

Presidenta: Dofia Maria Tercsa Fernandez Mudoz, Colabora-
dora cieatifica del Insiituto de Informacidn y Documentacién en
Ciencia v Tecnologia det CEIC,

Vacales:

Don Guillermo del Rio Castro, Titulado Técnico especializado
el Centro de Cdlkeulo del CSIC,

Dona Elisa Navas Gareia, Titulada Superier especializada
del CSHC.

Doia Irene Fermdndez Florez, Jefa del Departamento de Bases
de Datos Documentales, Ceniro de Proceso de Datos del Ministerio
de Educacion y Ciencia.

Don José Ignacio Alvarez Baleriola, Colaborador cientifico del
Instituto «Eduardo Torrojan del CSEC.

ANEXO TV
Don ...
€ofl GOMICTHO €T i car e nesen s s srsassreaa
y con documento nacional de identidad nimero ...
dgeclara bajo juramento o promete, a efectos de ser
funcionario de la Escala de .o
que o ha sido separado del servicio de ninguna de las Administra-
crones Pubbces y gue no se halla ishabililado para €l glercicio de
funciones poblicas.
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nombrado

de .

coenens. de 1987, ]

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

RESCLUCION de 24 de septiembre de 1987, de lg
Secretaria de Estado para la Administracion Publica,
por la gue se nombran funcionarios en pricticas del
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias,
Escala masculina v femenina.

223384

Vista la propuesta formulada por ¢l Tribunai calificador de las
pruebas selectivas para ingr2so en el Cuerpe de Ayudantas de
Instituciones Penitenciarias, Escala masculing y femening, convoe-
cadas por Resolucidn de la Secretaria de Estado para la Administra-
cién Publica de 11 de marzo de 1987 («Boletin Oficial del Estadon
det 17), y una vez verificada la concurrencia de los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria,

Esta Secretaria de Estado para la Administracién Piblica, de
conformidad con lo dispuesio en el articule 22 del Reat Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por €] que se aprucha el Regla.
mento General de Ingreso del Persoaal al servicio de la Administra-
cion del Estado, ¥ & propuesta det ilustrisimo sefior Subsecretario
del Ministerio de Justicia, resuzlve:

Primero.-Nombrar funcionarios en pricticas del Cuerpo de
Ayudantes de lnstituciones Penitenciartas, Escaln masculina y
femenina, a los aspirantes aprobados gue se relacionan en los
anexos de la presente Resolucidn, por orden de puntuacién
obtenida en la fase de oposicion.

Sepundo.~Excluir a ‘_:l_‘on Agustin Pérez Lahrador por no haber
efectnado Ia presentacidon de documenios, de acuerdo con la
base 8.3 dc la convocataria, quedando znuladas sus actuzaciones.

_ Terccre.-Los funcionarios en practicas: don Miguel Garcia
Nieto. don José Francisco Campuzang Carratala, don Antonio
Fragio Gude, don Antonio Maria de ias Heras, don Teofilo Morero
Codero dofia Concepcidn Lopez Aparicio, nombrados por
Resojucion de esta Secretaria de Estado, de § de septiembre de
1586 («Boletin Oficial del Fsiadon de 3 de octubre), se incorporerin
&l pertodo de pracicas con Ja puntuacion esignada al dltimo de los
participanies en el mismo y por ndmere de orden obtenido en su
proceso selectivo.

Cuarto.~E]l régimen de los funcionarios mombrades serd el
establecido por la legislacion vigente para los funcionarios en
practicas, que les serd de plena apiicacisn, a todos los efoctos, desde
su incorporacién al periodo de pricticas, que tendré lugar el dia 3
de noviembre de 1987, en Ia Escuela de Estudios Penitenciarios.

Quinto.-La dilipencia de incorporacion al periodo de practicas
deberd foninalizarse en el modelo 1-C, de 1a hoja de enlace a que
se refiere la Resolucion de la Secreiaria de Estado para la
Administracién Pablica de 29 de mayo de 1985, Dicha diligencia
debera enviarse a la Subdireccion General de Proceso de Datos de
13 Admiristracion Piblica de la Direccidn General de Orgzniza-
cign, Pucstos de Trabajo e Informética, para la correspondiente
inscripeidn.
~ Sexwo.—Contra la presente Resolucidn los interesados podran
interponer recurso de reposicion, previo al contenciosc-administra-
uvo, ante la Secretaria de Estado para la Administracidn Pabilica,
ae acuerdo con lo establecido en el articulo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de un mes, con-
tado a partir del dia sigutente al de la fecha de publicacién de la
presaitte Resolucion en el «3oletin Oficial del Estadon,

Madrid, 24 de septicmbre de 1987.-El Secretaric de Estado,
José Tedfilo Serrano Bejtran.

Ilmos. Sres. Subsecretaric del Ministeric de Insticia y Director
general de ia Funcion Priblica.

ANEXO I
Direccion General de la Funcion Pablica
Cuerpn: Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (Escala masculina)

‘Eﬁ,?::: f:i:;'ff: N;‘;mce: OPS;;QESHO Apellides v nombre Ministerio Provincia de nzgf:g ento
| SO0T05951380919 Sanchez Chico, Juan Carlos ... Ju MD 3I0-11-1964
2 089651730250819 Moreno Garcia, Juan José . .. It} MD 31-00-1964
3 { 034374314650919 Izquierdo Garcia, José Pedro ... ... ) MD 23- 51963




